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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTALCENIA ..2024-2028...
(skrajne daty)
Rok akademicki 2026/2027

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu

Komputerowe systemy pomiarowe

Kod przedmiotu*

nazwa jednostki . - . .
prowaézqcej kierunek Wydziat Nauk Scistych i Technicznych
Nazwa jednostki Wydziat Nauk Scistych i Technicznych, Instytut Nauk

realizujacej przedmiot

Fizycznych

Kierunek studiow

Nanotechnologia

Poziom studiow

studia pierwszego stopnia

Profil

ogolnoakademicki

Forma studiow

studia stacjonarne

Rok i semestr/y studiow

3 rok/ V semestr

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kierunkowy do wyboru

Jezyk wyktadowy

Jezyk polski

Koordynator

Dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Imie i nazwisko osoby
prowadzacej/ 0sob
prowadzacych

Dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1.Formy zajec dydaktycznych, wymiar godzin i punktow ECTS

Semestr . Inne Liczba
- Wykt. | Cw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. (jakie?) | pkt. ECTS
v 15 15 15 4
1.2. Sposob realizacji zajec

zajecia w formie tradycyjne;j
L] zajecia realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢

1.3
oceny)

Wyktad - zaliczenie bez oceny
Cwiczenia laboratoryjne i projekt — zaliczenie z oceng

Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceng, zaliczenie bez




2.WYMAGANIA WSTEPNE

Znajomos¢ metrologii (zwfaszcza dotyczacej pomiarow elektrycznych). Podstawy
programowania, umiejetnos¢ tworzenia algorytmow.

3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIE , TRESCI PROGRAMOWE | STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

Zapoznanie studentow z metodami i przyrzagdami stosowanymi w pomiarach

= wspomaganych komputerem.

Studenci nabeda niezbedna wiedze i umiejetnosci z zakresu projektowania i

c2 : . .
budowania komputerowych systemow pomiarowych

Podstawowe zrozumienie i rozeznanie w nowoczesnych uktadach pomiarowych,
C3 metodach ich projektowania (zaréwno hardware jak i software) oraz ich
zastosowaniach.

3.2 Efekty uczenia sie dla przedmiotu

Odniesienie do

EK (efekt Tres¢ efektu uczenia sie zdefiniowanego dla .
uczenia sie) przedmiotu : efektow
kierunkowych *
EK o1 Student zna narzedzia informatyczne z zakresu K_Wo6
komputerowego wspomagania pomiarow
EK_ o2 Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu K_Wo7y

obwodow i urzagdzen elektrycznych oraz elementow
elektronicznych ze szczegélnym uwzglednieniem
wiedzy o sygnatach, ich opisie, przetwarzaniu i
przesytaniu

EK_o3 Student potrafi postuzyc sie wiasciwie dobranymi K_Uog
metodami komputerowymi umozliwiajgcymi pomiar
podstawowych wielkosci elektrycznych, przedstawic
otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej

EK_o4 Student rozumie potrzebe ciggtego podnoszenia K_Ko1
swoich kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technik
pomiarowych wykorzystujacych komputery

3.3  Tresci programowe
A. Problematyka wyktadu

Tresci merytoryczne

Architektura komputerowych systemow pomiarowych (KSP)

Systemy interfejséw komunikacyjnych

Systemy modutowe i rozproszone

'W przypadku $ciezki ksztatcenia prowadzacej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzglednié réwniez
efekty uczenia si¢ ze standardow ksztalcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela.



Przetworniki danych

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe

Podstawy konstrukcji przyrzaddw wirtualnych w LabView

B. Problematyka laboratoriow

Tresci merytoryczne

Zapoznanie ze stanowiskiem laboratoryjnym i oprogramowaniem NI-MAX i LabView

Pomiar rezystancji

Pomiar temperatury

Pomiar statycznej charakterystyki pradowo-napieciowej diody

Probkujace przetwarzanie sygnatu

Analiza sygnatu w dziedzinie czestotliwosci

C. Problematyka zajec projektowych

Tresci merytoryczne

Pomiar charakterystyk czestotliwosciowych wybranych uktadéw

Pomiary parametrow sygnatow impulsowych

Pomiary parametrow elektrycznych sygnatow

Wybrane metody przewarzania sygnatow cyfrowych z wykorzystaniem LabView

3.4 Metody dydaktyczne

Wyktad: wyktad z prezentacjg multimedialng,
Laboratorium: wykonywanie doswiadczen,
Projekt: projektowanie uktadow pomiarowych.

4. METODY | KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektow uczenia sie

Metody oceny efektow uczenia sie .
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin Forma zajgc
Symbol efektu P . €9 >ty €9 : dydaktycznych
pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w W, éw )
trakcie zajec) L
EK_oO1 Sprawozdania, Obserwacja w trakcie zajec Wyktad,
Laboratorium,
Projekt
Ek_o2 Projekt, Obserwacja w trakcie zajec Wyktad
Laboratorium,
Projekt
Ek_o3 Projekt, Obserwacja w trakcie zajec Laboratorium,
Projekt
Ek_o4 Obserwacja w trakcie zajec Wyktad,
Laboratorium




4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Zaliczenie wykfadu: na podstawie aktywnosci na wyktadach.

Zaliczenie laboratoridw i zajec projektowych: nastepuje na podstawie osiggniecia
wszystkich efektow ksztatcenia co potwierdzane jest oceng uzyskanej na koniec zajec.
Student otrzymuje ocene niedostateczng, gdy nie zaliczyt laboratoridw i projektdw, tzn.
co najmniej jeden z efektow ksztatcenia nie zostat osiggniety;

Student otrzymuje ocene dostateczny, gdy posiada zaliczenie z laboratoriow i
projektdw, a przecietnie kazdy z weryfikowanych efektow zostanie osiggniety na
poziomie co najmniej 3.0;

Student otrzymuje ocene dobry, gdy posiada zaliczenie z laboratoriéw i projektow, a
przecietnie kazdy z weryfikowanych efektdw zostanie osiggniety na poziomie co
najmniej 3.75;

Student otrzymuje ocene bardzo dobry, gdy posiada zaliczenie z laboratoridw i
projektdw, a przecietnie kazdy z weryfikowanych efektow zostanie osiggniety na
poziomie co najmniej 4.75.

CALKOWITY NAKEAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIAGNIECIA
ZALOZONYCH EFEKTOW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

- Srednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywnosci L .
aktywnosci

Godziny z harmonogramu studiow 45
Inne z udziatem nauczyciela akademickiego 4
(udziat w konsultacjach, egzaminie)
Godziny niekontaktowe — praca wtasna 51
studenta
(przygotowanie do zaje¢, egzaminu,
napisanie referatu itp.)
SUMA GODZIN 100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS 4

* Nalezy uwzglednic, ze 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin catkowitego naktadu pracy
studenta.

. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy

zasady i formy odbywania
praktyk
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upowaznione;j






